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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая методика поверки распространяется на дефектоскопы ультрtr}вуковые

Al211Mini (лалее по тексту - лефектоскопы или приборы), вьшryскаемые по техническим

условиям АПЯС.4122З1.026ТУ ООО кАКС>, Россия и устанавливает методы и средства их
первичной и периодических поверок.

.Щефектоскопы предназначены дJuI измерений координат дефектов и амплитуд сигн€uIов,

отрiDкенньж от них, при проведении ультразвукового KoHTpoJuI сварньtх соединений и
основного материaла оборулования, детtIлей, трубопроводов и прочих изделий из метtlллов, их
сплавов и других материалов.

Интервал между поверками - l год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении первичной (в том числе после ремонта) и периодической поверки

должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

2.2 Операчии поверки проводятся метрологическими службttми, аккредитованными в

установленном порядке.
2.3 Поверка дефектоскопа прекращается в сJIyIае полrIения отрицательного ре3ультата

при проведении хотя бы одной из операций, а дефектоскоп призIIЕlют не прошедшим поверкУ.

При получении отрицательного результата по пунктчlм 8.8 и (или) 8.9 методики поверки

признается непригодным к применению прямой и (или) наклонный пэп, если хотя бы с одним

прямым ПЭП и с одним накJIонным ПЭП из комплекта дефектоскоп полностью прошел

поверку,

аблица ции чнои и п ческой пове

}{ь

пlп

Наименование операции Номер пункта
методики
поверки

l ВНеШНИЙ OCMOTD 8.1

2 Идентификация прогрtlммного обеспечения (ПО) 8.2

з опообование 8.з

4 Определение параметров генератора импульсов возбуждениrI 8.4

5 Определение откJIонения установки усиления 8.5

6
Определение абсолютной погрешности измерения амплитуды
сигнаJIа

8.6

7
Определение абсолютной погрешности измерения временньж
интервалов

8.7

8

Определение абсолютной погрешности измерений глубины
залегания дефекта (по стали) с прямыми пьезоэлектрическими
поеобоазователями (далее - ПЭП или преобразователь)

8.8

9
Определение абсолютной погрешности измерений координат
дефекта (по ста;lи) с накJIонными ПЭП

8.9



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3. l Рекомендуемые средства поверки укuваны в таблице 2.
3.2 Срелства поверки должны быть поверены в установленном порядке.
3.3 Приведенные средства поверки могут быть зtlп,lенены на их аналог с

характеристикzlми не хуже нижеуказанньгх.
Таблица 2 -Реица кOм9 ы9U ва

Номер
пункта

(разлела)
методики
повеDки

Наименование средства измерения или вспомогательного оборудования,
номер докуN{ента, реглаN{ентирующего технические требования к
средству, разряд по государственной поверочной схеме и (или)

метрологические и основные технические характеристики

8.4 Осциллограф чифровой TDS-20 l 2В.
.Щиапазон измеряемьж размахов напряжений импульсных радиосигнiIлов от
70 до 90 В (с делителем 1:l0). Пределы допускаемой относительной
погрешности измерения tlмплитуд сигналов для коэффициентов откJIонения
от l0 мВ/дел до 5 В/дел - +ЗYо.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временньж

'r."puarroB 
+ (Кр/250 + 50-10'6*Tnr"+9,61 нс. Tn.n - измеряемый временной

интеDвЕlл в с.
8.5 _ 8.7 Генератор сигнtIлов сложной формы АFG 3022.

Синусоидальный сигнал от 0,5 до 15 МГц, пределы допускаемой
относительной погрешности установки частоты * 1 ррm. .Щиапазон
напряжений от l0 мВ до 10 В, погрешность + (l% от величины + 1 мВ)

8.5, 8.6 Магазин затуханий МЗ-50-2.
.Щиапазон частот: от 0,5 до 15 МГц..Щекады: 4х10 дБ, 1lxl дБ, 11х0.1 дБ, 0-

40-70 дБ. Погрешность рtr}ностного затухания на постоянном токе: +(0,05-

0,25)О/о; На ПеРеМеННОМ ТОКе: +(0,1 - 0,4)Уо
8.3; 8.8; 8.9 Образuы JФ2 и }ф3 из комплекта КОУ-2.

Образеч Nэ2: высота 59 мм, боковые цилиндрические отверстия диrlметром
2 и б мм. образец J\Ъ3: Радиус цилиндрической поверхности 55 мм

вспомогател ные устDоиства
8.4 Резистор 50 ом
8.4 Пробник осциллографа Р2200 с делителем 1: l 0

8.5 _ 8.7 Резистор 56 Ом

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1. Лица, допущенные к проведению измерений и обработке результатов наблюдений

при поверке, должны быть аттестованы в установленном порядке на прzlво проведения поверки

ультрtввуковьгх приборов.
4.2, Лица, допускаемые к проведению поверки, должны изrIить Руководство по

эксплуатации (рэ) на дефектоскопы, а также эксплуатационную докуNrентацию на средства

поверки.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При подготовке и проведении поверки должно бьrгь обеспечено соблюдение

требований безопасности работы и эксплуатации для оборулования и персонала, проводящего

поверку, в соответствии с приведенными требованиями безопасности в нормативно-

технической и эксплуатационной докуплентации на дефектоскопы и на средства поверки.

5.2 При проведении поверки должны соблюдаться требования госТ 12.3.019-80.

<испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности).
5.3 Освещенность рабочего места поверитеJUI должна соответствовать

требованиям Санитарньж правил и норм СанПин 2.2.|12.|.1.1278-03.



6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены нормtlльные условия согласно

ГоСТ 8.395-80:
- температура окружilющего воздуха - (20+5)0С;
- относительншI влажность от 30 ло 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
6.2. Внешние электрические и магнитные поля должны отсугствовать, либо нilходиться в

пределах, не влияющих на работу дефектоскопа.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 Если дефектоскоп и средства поверки до начала измерений нЕIходились в

кJIиматических условиях, отличающихся от указанньж в п. 6.1 методики поверки, то
дефектоскоп нужно выдержать при этих условиях один час и средства поверки вьцержать не
менее часа, или времени, укiванного в эксплуатационной докуп{ентации.

7.2 Перед проведением поверки, средства поверки и дефектоскоп подготовить к работе
в соответствии с руководством по экспJryатации средств поверки и руководством по
эксплуатации дефектоскопов.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
8.1 .l При внешнем осмотре должнобfuть установлено:
- комплектность поверяемого прибора в соответствии с технической докрлентацией;
- отсутствие механических повреждений дефектоскопа и его составньrх частей;
- нtlличие маркировки и знака угверждения типа на задней панели электронного блока

дефектоскопа;
- целостность пломбировки.
8.1.2 .Щефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если

дефектоскоп соответствуеттребованиям, приведенным в пункте 8.1.1 методики поверки.

8.2 Идентификация ПО
8.2, 1 Включить дефектоскоп.
8.2.2 Во время загрузки программного обеспечения прочитать на экране дефектоскопа

илентификационное наименование и номер версии ПО.
8.2.4 ,Щефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если

идентификационные данные ПО дефектоскопа соответствуют значениям, приведенным в

таблице 3.

Таблица 3

8.3 Опробование
8.3.1 Проверить корректность работы органов реryлировки, настройки и коррекции и

диап€Lзоны установки параметров дефектоскопа.
8.3.2 Подключить к электронному блоку дефектоскопа ПЭП из комплеКТа.

8.3.3 Прямой пэп установить на смоченную контактной жидкостью поверхность

образча Ns 2 из комплекта коу_2, наклонный пэп - на контрольный образеu Ns3 из комплекта

5

Идентификационное
наименование По

Номер версии
(идентификационный

номер) ПО

Щифровой
идентификатор ПО

(контрольная
суIuма исполняемого

кода)

Алгоритм
вьItIисления

цифрового
идентификатора

по
Al2l1 v.2.8 и выше



КОУ-2. Перемещая ПЭП по поверхности образча и контролируя информацию на лефектоскопе,
проверить по изменениям информации работоспособность дефектоскопа.

8.3.4 Провести проверку со всеми ПЭП из комплекта.
8.3.5 .Щефектоскоп считается прошедшим поверку с полохительным результатом, если

органы регулировки, настройки и коррекции дефектоскопа функционируют согласно РЭ, на
экране дефектоскопа наблюдается сигнал от донной поверхности образцов Jtlb2 и Jф3 из
комплекта коУ-2.

8.4 Опрелеление параметров генератора импульсов возбуждения
8.4.1 Измерение параметров генератора импульсов возбуждения (амплитуды и

длительности по уровню 0,5 амплитуды) выполнить на нагрузке 50 Ом по схемulпd,

представленным на рисунке 1 (для раздельного режима дефектоскопа) и на рисунке 2 (для
совмещенного режима дефектоскопа).

Out вьгход генератора импульсов возбуждения раздельного режима (разъем,

маркировЕlнный красной точкой)
Рисунок 1 - Схема определения параметров генератора импульсов возбуждения в

In _ вьrход генератора импульсов возбуждения совмещенного режима (немаркированный

разъем)
Рисунок 2 - Схемаопределения параметров генератора импульсов возбуждения в

совмещенном режиме.

8.4.2 Выполнить настройки на дефектоскопе:
- Тип ПЭП - Разл (разлельно-совмещенный тип ПЭП);
- Частота, МГц - 2,5.

8.4.3 Измерить осциллографом амплитуду импульса возбужления и длительность на

уровне 0,5 амплитуды (рисунок 3).

8.4.4 Измерить осциллографом амплитуду импульса возбужденпя и длительность на

уровне 0,5 аI\,rплитУДы (рисунок 3) для совмещенного режима, установив в настройках

дефектоскопа: Тип ПЭП - Совм.

Электронный блок
дефектоскопа

рчвдельном режиме.

Электронный блок
дефектоскопа
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Рисунок 3 - Схема зондирующего сигнtша генератора импульсов возбуждения

8.4.5 !ефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если
для раздельного и совмещенного режимов дефектоскопа при частоте 2,5 МГц амплитуда
импульсов возбуждения состЕlвляет 80 + 8 В, а длительность по уровню 0,5 амплиryды
составляет 200 * 20 нс.

8.5 Определение отклонения установки усиленпя
8.5.1 Собрать схему, приведенную на рисунке 4. При выполнении синхронизации

генератора и дефектоскопа дJIя защиты входа синхронизации генератора от высокого
напряжения применить огрЕlничитель, схема которого представлена в приложении Б к методике
поверки. В качестве согласующей нагрузки на входе дефектоскопа подкJIючить резистор 56 Ом.

Рисунок 4 - Схема определения tlN,Iплитудньгх характеристик приемного тракта дефектоскопа

8.5.2 Установить в настройках дефектоскопа рuвдельно-совмещенный тип ПЭП, частоту
- 2,5 МГц, ВРЧ отключить, шкалу - мкс, дискретность 0,1.

8.5.3 Установить усиление дефектоскопа 0 дБ, развертку временной шка_пы - 5 мкс.
Строб установить на середину экрана дефектоскопа по горизонтальной шкале, на стандартный

уровень (50 % экрана по вертикальной шка-пе).

8.5.4 Ослабление на маг&}ине затуханий установить 0 дБ.
8.5,5 Установить на генераторе настройки для синхронизации. Подать сигнttл с выхода

генератора на вход дефектоскопа через магtвин затуханий.
8.5.б Установить на генераторе парап{етры вьtходного сигнала:
- форма сигнЕIла - пачка;
- количество периодов - три;
- частота - 2,5 МГц;
- задержка сигнала - установить таким образом, тгобы сигнЕlп бы.гl в центре экрана

дефектоскопа;
- ttмплитуда - установить таким образом, чтобы уровень сигнапа на экране дефектоскопа

составил 50 % (на пороге срабатывания строба).

8.5.7 Установить усиление дефектоскопа ýr.r) l лБ.

Yo50 ч

100

Электронный
блок дефектоскопа

Выход

Генератор

Вход
сижронизации

Магазин
затуханий



8.5.8 УвеличиваrI ослабление на маг€вине затуханий (Nn.") привести уровень сигнала на
экране дефектоскопа к стандартЕому уровню - 50 %,

8.5.9 Рассчитать отклонение установки усиления (AN) от номинаJIьного значения по

формуле:
AN: Nn." - Ny.r, (1)

где Ny., - значение усиления установленное на лефектоскопе, дБ;
N".* - измеренное значение усиления на магЕвине затуханий, дБ.
8.5.10 Повторить измерения отклонений установки усиления дефектоскопа по пункт€lм

8.5.7 - 8.5.9 методики поверки для установленных значений усиления на дефектоскопе 5, l 0, 20,
40, 60, 80 дБ.

8.5.11 .Щефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если
откJIонение установки усиления в диапiвоне усилений от 0 до 60 дБ (включительно) не
превышает * 0,5 дБ; в диап€воне от 60 до 80 дБ не превышает + 1,0 дБ.

8.б Определение абсолютной погрешности измеренпя амплитуды сигнала
8.6.1 Выполнить пункты 8.5.1 8.5.6 методики поверки, установив ап{плитуду

генератора таким образом, чтобы амплитуда сигнала на экрtlне дефектоскопа составила 1,27 дБ
(Ао).

8.6.2 Установить усиление на дефектоскопе l дБ.
8.6.3 Компенсировать усиление на дефектоскопе установкой на магазине затуханий

ослабления 1 дБ (Ау.r).
8.6.4 Измерить на дефектоскопе чlмплитуду входящего сигна;lа. Измерения aмплитуды

сигнала выполнить 3 раза, результат усреднить (Аr.").
8.6.5 Вычислить абсолютную погрешность измерения ап{плитуды сигнала по формуле:

АА: An." - (Ао - Ау",), (2)
где An." среднее арифметическое значение tlмплитуды сигншIа, измеренное

дефектоскопом, дБ;
Ао - ноч&льное значение амплитуды сигнапа: l27 дБ:'
Ауст - ослабление, установленное на магазине затуханий, дБ.
8.6,6 Повторить измерениJI по пунктilм 8.6.2 8.6.5 методики поверки дJuI

установленньIх значений усиления на дефектоскопе и ослабления на магtвине затуханий 5, 10,

30, 50, 70 дБ.
8.6.7 .Щефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если

абсолютная погрешность измерения alмплитуды сигнаJIа в диапtвоне от 60 до |27 дБ gе

превышает * 0,5 дБ.

8.7 Определение абсолютной погрешности измерения временных интервалов
8.7.1 Собрать схему, приведенную на рисунке 5. При выполнении синхронизации

генератора и дефектоскопа дJuI защиты входа синхронизации генератора от высокого
напряжения применить ограничитель, схема которого представлена в приложении Б к методике
поверки.

Рисунок 5 - Схема определения временньж характеристик приемного тракта дефектоскопа

8.7.2 Установить в настройках дефектоскопа раздельно-совмещенный тип пэп, частоту

2,5 МГц, ВРЧ отключить, шк€uIу _ мкс, дискретность - 0,1, задержку _ 0 мкс.

8.7.3 Установить усиление дефектоскопа 0 дБ, развертку временной шкалы - 5 мкс.

Генератор

Элекгронный
блок дефектоскопа



8.7.4 Установить на генераторе настройки для синхронизации. Подать сигнilл с вьIхода

генератора на вход дефектоскопа через магiвин затуханий.
8.7.5 Установить на генераторе параметры вьIходного сигнzLrIа:

- форма сигнала - пачка;
- количество периодов - три;
- частота - 2,5 МГц;
- задержка сигнала - 0 мкс;
_ ilмплитуда - установить таким образом, чтобы уровень сигнаJIа на экране дефектоскопа

составил 70 + 5 О/о (при необходимости реличить усиление дефектоскопа).
8.7.6 Установить на дефектоскопе строб на стандартньй уровень (50 % экрана по

вертикаJIьной шкале). Переместить строб по горизонтальной шкшIе так, чтобы он пересекал
входной сигнаJI.

8,7.7 Измерить на дефектоскопе нулевой временной интервzчI сигнала. Это время
обусловлено задержкой в кабеле и приемном тракте дефектоскопа. Установить в настройках

дефектоскопа задержку, равную измеренному значению нулевого временного интервала
сигнала.

8.7.8 Установить на генераторе задержку сигнала 0,2 мкс (Ту*).

8.7.9 Переместить строб по горизонта-пьной шкtlле так, .rгобы он пересекал входной
сигнал. Измерить на дефектоскопе временной интервал. Измерения временного интервала
выполнить 3 раза, результат усреднить (Т".").

8.7.10 Вычислить абсо.rпотную погрешность измерения BpeMeHHbIx интервалов по

формуле:
АТ: Tn.n - TycTl (3)

где Tn." среднее арифметическое значение временного интервЕrпа, измеренное

дефектоскопом, мкс;
Туст - значение задержки сигнала, установленное на генераторе, мкс.
8.7.11 Повторить измерения по пунктЕlп{ 8.7.8 8.7.10 методики поверки дJuI

установленньIх значений задержки сигнала на генераторе 1, 10, 50, l00,200, 325 мкс.
8.'7,|2 ,,Щефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если

абсолютная погрешность измерения временньtх интервtlлов не превышает * 0,1 мкс.

8.8 Определение абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта
(по стали) с прямыми ПЭП

8.8.1 ПодклюIмть прямой ПЭП к электронному блоку дефектоскопа.
8.8.2 Установить в настройках дефектоскопа тип подключенного ПЭП фаздельно-

совмещенный или совмещенный), номинальную частоту ПЭП, задержку 0 мкс, скорость в

соответствии со свидетельством о поверке на контрольный образец, топщину откJIючить, ВРЧ
отключить, шкалу - мкс, дискретность 0,1.

8.8.3 Установить строб настандартный уровень (50 % экрана).

8.8.4 Установить преобразователь на смоченную контактноЙ жидкостью поверхность

контрольного образца Ns2 из комплекта КОУ-2, на бездефектный у{асток фисУнок 6).



Рисунок б - Контрольный образец Ns2 из комплекта КОУ-2

8.8.5 Изменяя временную рввертку, полrшть на экране дефектоскопа сигнtцI,
отраженный от донной поверхности образча. Изменяя усиление дефектоскопа, установить
уровень сигнала выше 50 О/о экрана.

8.8.6 Навести на сигнitл строб и измерить время прохождения ультрtввуковьtх колебаний
(УЗК) от преобразователя до донной поверхности образца и обратно (tn.r,).

8.8.7 Вьrчислить время задержки в призме преобразоватеJuI по формуле:
tr*: tn." - 20,

где t.* - время задержки в призме преобразоватеJuI, мкс;
tnr" - измеренное время прохождения УЗК в образце, мкс;
20 мкс - номинальное время прохождения УЗК в образце от поверхности

(4)

ввода до донной
поверхности и обратно.

8.8.8 Установить в настройках лефектоскопа измеренную задержку. Шкалу установить -
мм глуб.

8.8.9 Снова установить ПЭП на образец Ns2 из комплекта КОУ-2. Перемещая
преобразователь вдоль поверхности контрольного образца, найти максимум tlмплитуды эхо-
сигнаJIа от отражателя - отверстие диаI\,1етром б мм на глубине 44 мм. При необходимости
изменить временную развертку и усиление дефектоскопа.

8.8.10 Навести строб на сигнаJI от отражатеJuI и измерить глубину зtlлегания дефекта.
8.8.1l Измерения по пунктам 8.8.9,8.8.10 методики поверки выполнить З раза и

вьIчислить среднее арифметическое значение глубины зtlлегания дефекта по трем измерениям
(Н".").

8.8.12 Вычислить абсолютную погрешность измерения глубины залегания дефекта по

формуле:
АН: Hnr" - Н"о", (5)

где Hn.* среднее арифметическое значение глубины залегания дефекта, измеренное

дефектоскопом, мм;
Hno'. - номинальное значение глубины зilлегания дефекта = 41 мм.

8.8.13 Измерения по пунктЕlJ\,I 8.8.1 - 8.8.12 методики поверки выполнить со всеми

прямыми ПЭП из комплекта дефектоскопа.
8.8.14 ,Щефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если

абсолютная погреШностЬ измерений глубины заJIегания дефекта (по стали) с прямыми

преобразователями не превышает * (0,03 . н + 1,0) мм, где Н - измеряемая глубина залегания

дефекта, мм.
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8.9 Определение абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали)
с наклонными Пэп

8.9.1 Подключить наклонный ПЭП к электронному блоку дефектоскопа.
8.9.2 Установить в настройках дефектоскопа тип подкJIюченного ПЭП фазлельно-

совмещенный или совмещенный), номинчrльную частоту ПЭП, задержку 0 мкс, толщину
отключить, ВРЧ отключить, шкЕlлу - мкс, дискретность 0,1.

8.9.3 Установить строб настандартный уровень (50 % экрана).
8.9.4 Установить преобразователь на смоченную контакгной жидкостью поверхность

контрольного образча J\Ъ3 из комплекта КОУ-2 (рисунок 7).

а) Формирование первого эхо-сигнaша б) Формирование второго эхо-сигнаJIа
Рисунок 7 - Определение точки ввода УЗК, времени задержки в призме ПЭП, скорости УЗК

8.9,5 ПеремещЕuI преобразователь по поверхности контрольного образца, полrIить
максимальный по амплитуде сигн,uI, отраженный от цилиндрическоЙ поверхности
контрольного образца,

8.9.6 Метка к0> на контрольном образце, перенесеннiц на боковую поверхность ПЭП,

укЕвывает на точку ввода УЗК преобразователя.
8.9.7 ИзменяJI усиление дефектоскопа, установить уровень сигнала выше 50 % экрана.

8.9.8 Навести на сигнал строб и измерить время прохождения УЗК (tr) ОТ

преобразователя до цилиндрической поверхности образча и обратно фисунок 7 а).

8.9,9 Изменяя временную развертку, полrIить на экране дефектоскопа второЙ сигнал,

отраженный от цилиндрической поверхности образца и принятый преобразователем фисунок 7

б). Изменяя усиление дефектоскопа, установить уровень сигнала выше 50 О/о ЭКРаНа.

8.9.10 Измерить с помощью строба время прохождения второго сигнала (t2).

8.9.11 Вьrчислить время задержки в призме преобразоватеJuI по формуле:
tr*: (3 .\ - tz)l2,

где t.* - время задержки в призме преобразоватеJuI, мкс;

t1 - время прихода первого сигнала на ПЭП, мкс;
t2 - время прихода второго сигнала на ПЭП, мкс.

8.9.|2 Вьrчислить скорость распространения УЗК для поперечньж

образче по формуле:

(6)

Cs:2,R/(tr-t,*),
где Cs - скоростЬ распространения УЗК в контрольном образче, м/с;

t1 - время прихода первого сигнала на ПЭП, с;

tзад - время задержки в призме преобразоватеJuI, с.

8.9.13 Установить преобразователь на смоченную контактной жидкостью

контрольного образuа Jф2 из комплекта КОУ-2 (рисунок 8).

волн в контрольном

поверхность

(7)

0

лъз
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Рисунок 8 - Контрольный образеu ]ф2 из комплекта КОУ-2

8.9.14 Перемещая преобразователь вдоль поверхности контрольного образца, найти
максимр{ амплитуды эхо-сигнала от отрФкатеJIя - отверстие диап.rетром б мм на глубине 44 мм.
При необходимости изменить временную развертку и усиление дефектоскопа.

8.9.15 Определить угол ввода УЗК по шкше контрольного образца напротив точки
ввода УЗК.

8.9.16 Установить в настройках дефектоскопа измеренные значения угла ввода УЗК,
задержки в призме ПЭП, скорости распространения УЗК. Шкалу установить - мм глуб.

8.9.17 Снова установить ПЭП на образец }lb2 из комплекта КОУ-2. Перемещая
преобразователь вдоль поверхности контрольного образца, найти мчксимум zllчlплитуды эхо-
сигнала от отражателJI - отверстие диtlметром б мм на глубине 44 мм. При необходимости
изменить временную развертку и усиление дефектоскопа.

8.9.18 Навести строб на сигнЕш от oTpa}KaTeJuI и измерить глубину залегания дефекта и

даJIьность по поверхности до дефекта.
8.9.19 Измерения по пунктЕlп{ 8.9.17, 8.9.18 методики поверки выполнить 3 раза и

вьr.Iислить среднее арифметическое значение глубиньт залегания дефекта (Hn.*,) и дtшьности по
поверхности (Lп.л,) по трем измерениям.

8.9.20 По данньп.r, указанным в свидетельстве о поверке на контрольный образец JtlЪ2 из
комплекта КОУ-2 (коорлинатап{ расположения дефекга относитеJьно ребер и гршей образча) и
испоJъзуя измеренное значения местоположения тоt{ки ввода УЗК на ПЭП и его угол ввода о, по

схеме на рисунке 8 вьrшлсJIить номинаJъные значения глубины зaшегапия лефекта (Н"о") и

даJIьности по поверхности (L"олr).

8.9.2l Вьтчислить абсо.тпотную погрешность измерения коорд,Iнат дефекта по формулам:
АН: H".rn - H"orl
AL=Ln."-L"or,

где Н"r, и Ln." - координаты дефекта, измеренные лефектоскопом, мм;
Н"о" и L"o" - номинаJьные значения коордfiIатдефекrа рассчитtlнные по значениям приведенным в

свидетеJъстве о поверке на образеч j\Ъ2 из комплекта КОУ-2, lчпл.

8.9.22 Измерения по пунктчlп{ 8.9.1 - 8.9.21 методики поверки выполнить со всеми

наклонными ПЭП из комплекта дефектоскопа.
8.9.2З .Щефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если

абсолютная погрешность измерений координат дефекта (по стали) с нЕlкJIонными

преобразоватеJuIми не превышает указанньrх значений :

- глубины з€lлегЕlния лефекта * (0,03 . Н + 1,0) мм, где Н - измеряемая глубина зЕIлегания

дефекта, мм;
- дчrльности по поверхности * (0,03 . L + 1,0) мм, где L - измеряемаrI дzlJIьность по поверхности

до дефекта, мм.

(8)
(9)
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9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Результаты поверки заносятся в протокол фекомендуемffI форма протокола поверки

- приложение А методики поверки). Протокол может храниться на электронньгх носителях.
9.2 Прп положительньж результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в

установленной форме.
9.3 При отрицательньD( результатах поверки, дефектоскоп признается непригодным к

применению и на него вьцается извещение и непригодности с указанием причин
непригодности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (Форма протокола поверки)
(рекомендуемое)

Протокол Jtlb

Первичной/периолической поверки
от( > 20 года.

Заводской номер:

Заводские номера ПЭП:

Принадлежит

Срелства измерений:

Поверка производилась при следующих значениях влияющих факторов:
температура окружающей среды ОС,

относительнzlя влажн ость _Yо,
атмосферное давление _ мм рт.ст

Результаты поверки:

Метрологические
характеристики

номинальная
величина /

погрешность

Измеренное
значение

заключение

заключение:

Поверитель:
i.l : i,,l {.l
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Принчипиальная схема инвертирующего ограничителя)
(рекоменлуемое)

Перечень элементов инвертирующего ограничитеJIя

Позиция наименование Производитель количество

Rl, R2 Резистор IKOM lBT 5% Yageo 2

VDL,..VDlб Диод 1N4148 Fairchild 16

т] Трансформатор импульсный G503 Таmurа 1

XI, х2 Разъем BNC Amphenol 2

15


